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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjSich predpist

Zadavatel: Masarykova univerzita, Pfirodovédecka fakulta, IC: 00216224
Kotlarska 267/2, 611 37 Brno, vefejna vysoka Skola, nezapsana v obchodnim rejstfiku
zastoupena doc. RNDr. Jaromirem Leichmannem, Dr., dékanem Pfirodovédecké
fakulty

Nazev verejné zakazky: Pfistrojové vybaveni X. pro projekt CEPLANT, reg.¢. CZ.1.05/2.1.00/03.0086 -
¢ast 1 — AFM - mikroskop atomarnich sil

Evidenéni €. zakazky: 365857

Nazev projektu: CEPLANT - Regionalni VaV centrum pro nizkonakladové plazmové a nanotechno-
logické povrchové Upravy

Reg. €. projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0086

1. Predmét veiejné zakazky:

Pfedmétem pinéni této Casti vefejné zakazky je dodavka pfistroj pro mikroskopii atomarnich sil v rozsahu a
v souladu se zadavacimi podminkami. Soucasti této ¢asti zakazky je také dodavka vySe uvedeného pfistroje
na misto pInéni, jeho nasledna instalace, uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy zadavatele.

Mikroskop atomarnich sil musi byt vybaven nékolika médy méfeni specifikovanymi v pfiloze €. 1 zadavaci
dokumentace a musi mit velmi maly teplotni drift a vynikajici teplotni stabilitu, coz hraje velmi vyznamnou roli
u aplikaci, kde je potieba dosahnout vysoké dlouhodobé pozi¢ni pfesnosti, nanomanipulace ve spojeni
s dlouhodobymi experimenty, bioelektrochemické experimenty, elektrokorozni experimenty, nanolitografie.
Pfistroj bude vyuZit pro studium morfologie povrchu, vlivu plazmovych Uprav na povrch vzorku, pro zobrazeni
s atomarnim rozliSenim.

2. Zvoleny druh zadavaciho fizeni:
Otevrené fizeni dle § 21 odst. 1 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.
Vefejna zakazka rozdélena na 3 asti v souladu s § 98 zakona.

3. Cena sjednana ve smlouvé:

3.748.222,- K¢ bez DPH
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4. Identifikacni udaje vybraného uchazece:

Pofadové Cislo nabidky

2-1

Cast vefejné zakazky

1 — AFM - mikroskop atomarnich sil

Obchodni firma / ndzev / jméno a
pfijmeni uchazece

RMI, s.r.o.

Sidlo / misto podnikani / trvaly pobyt

PernStynska 116, 533 41 L&zné Bohdane¢

v

IC

25288083

Nabidkova cena

3748 222,- K¢ bez DPH

5. Identifikacni idaje vSech uchazec a jejich nabidkové ceny:

Pofadové Cislo nabidky

1-1

Cast vefejné zakazky

1 — AFM - mikroskop atomarnich sil

Obchodni firma / ndzev / jméno a
pfijmeni uchazece

SPECION, s.r.o.

Sidlo / misto podnikani / trvaly pobyt

Budé&jovicka 1998/55, 140 00 Praha 4

v

IC

48112836

Nabidkova cena

3975 000,- K¢ bez DPH

Pofadové Cislo nabidky

2-1

Cast vefejné zakazky

1 — AFM - mikroskop atomarnich sil

Obchodni firma / ndzev / jméno a
pfijmeni uchazece

RMI, s.r.o.

Sidlo / misto podnikani / trvaly pobyt

PernStynska 116, 533 41 L&zné Bohdane¢

v

IC

25288083

Nadlimitni vefejna zakazka
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Nabidkova cena

3748 222,- K¢ bez DPH

Pofadové Cislo nabidky

3-1

Cast vefejné zakazky

1 — AFM - mikroskop atomarnich sil

Obchodni firma / ndzev / jméno a
pfijmeni uchazece

Bruker s.r. o.

Sidlo / misto podnikani / trvaly pobyt

Prazakova 1000/60, 619 00 Brno

v

IC

28297211

Nabidkova cena

4708 345,- K¢ bez DPH

Poradové Cislo nabidky

4-1

Cast vefejné zakazky

1 — AFM - mikroskop atomarnich sil

Obchodni firma / nézev / jméno a
pfijmeni uchazece

Méfici technika Morava s. r. o.

Sidlo / misto podnikani / trvaly pobyt

Ti. 1. maje 102, 664 84 Zastavka

IC

29316715

Nabidkova cena

4 192 345,20,- K¢ bez DPH

6. Odavodnéni vybéru nejvhodné;jsi nabidky:
Hodnotici komise v souladu s ustanovenim § 79 a nasl. zakona provedla hodnoceni nabidek.

Hodnotici komise hodnotila nabidky dle zakladniho hodnoticiho kritéria ekonomické vyhodnosti nabidky,
a to podle nasledujicich hodnoticich kritérii uvedenych v €lanku 12 zad&vaci dokumentace nésledovné:

Diléi hodnotici kritéria:

A. Nabidkova cena v KEDEZ DPH..........oooiiiiii e vaha 70 %
B. Systém mize pouZivat jen jeden scanner, ktery pokryva vSechny aplikace ............ vaha 7 %
C. Soucasti systému je ochranny poklop umozriujici praci

v kontrolované atmosféfe (se senzorem vihkosti a teploty v méficim prostoru),
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s moznosti pInéni inertnim plynem a s moZnosti ¢erpani pro méfeni ve vaku......... vaha 4 %
D. Systém poskytuje vétsi rozsah skenovani ve sméru Z nez 9 mikrometrd ............... vaha 4 %
E. Soucasti systému je nanolitografie véetné ovladaciho softwaru ........................... vaha 3 %
F. Opticky systém poskytuje lepSi rozlieni nez 2 mikrometry ...........ccooceeiiiieiinenns vaha 2 %
G. Rozsah motorizovaného XY stole¢ku pro umisténi vzorku, lepsi nez 5x5mm?2 ........ vaha 2 %
H. Presnost posuvu stolku lepSi nez 5 mikrometrli ............cccoooiiiiiiiiiincicee, vaha 2 %
l. Moznost vakuoveho prisati VZOrKU ..............covveeiiieiiiieeiiiee e vaha 2 %
J. K ovladacimu a vyhodnocovacimu softwaru je dodana
i knihovna predprogramovanych experimentl ............cccoovveiiiieiiiiiie i, vaha 2 %
K. Systém poskytuje moznost méfeni vzorkd v kapaling ..............cccooviiiiiienincnn vaha 2 %

Pro hodnoceni nabidek pouzije hodnotici komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. Kazdé jednotlivé
nabidce je dle diléiho hodnoticiho kritéria pfidélena bodova hodnota, ktera odrazi Uspésnost pfedmétné
nabidky v ramci dil¢iho kritéria.

Pro Ciselné vyjadfitend kritéria, pro kterd& mé nejvhodngjSi nabidka minimélni hodnotu kritéria, tj. A.
Nabidkova cena v K¢ bez DPH, F. Opticky systém poskytuje lepsi rozliSeni nez 2 mikrometry, H. Pfesnost
posuvu stolku lepsi nez 5 mikrometr(l, ziska hodnocena nabidka bodovou hodnotu, ktera vznikne nasobkem
100 a poméru hodnoty nejvhodnéjsi nabidky k hodnocené nabidce.

Pro Ciselné vyjadfitelna kritéria, pro ktera mé nejvhodnéjsi nabidka maximalni hodnotu kritéria, tj. D. Systém
poskytuje vétsi rozsah skenovani ve sméru Z nez 9 mikrometri, G. Rozsah motorizovaného XY stolecku
pro umisténi vzorku, lepsi nez 5x5mm2, ziskad hodnocend nabidka bodovou hodnotu, ktera vznikne
nasobkem 100 a poméru hodnoty nabidky k hodnoté nejvhodnéjsi nabidky.

U Ciselné nevyjadritelnych kritérii, tj. B. Systém m(ze pouZivat jen jeden scanner, ktery pokryva vsechny
aplikace, C. Soucasti systému je ochranny poklop umozriujici praci v kontrolované atmosfére (se senzorem
vihkosti a teploty v méficim prostoru), s moznosti pInéni inertnim plynem a s moznosti erpani pro méfeni
ve vakuu, E. Soucasti systému je nanolitografie véetné ovladaciho softwaru, |. Moznost vakuového pfisati
vzorkd, J. K ovladacimu a vyhodnocovacimu softwaru je dodana i knihovna pfeprogramovanych
experimentl, K. Systém poskytuje moznost méfeni vzorku v kapaling, bude zadavatel hodnotit ANO/NE,
v pfipadé ANO pfifadi maximalni po¢et bodd, tj. 100 bodU, v pfipadé NE pfifadi minimalni pocet bodd, tj. 0
bod0.

Pocet ziskanych bod se posléze vynasobi prislusnou vahou tohoto dil¢iho kritéria.

Celkové bodové hodnoceni je dano souc¢tem hodnot vysledkut vazenych bodovych hodnoceni v diléich
hodnoticich kritériich. Nejvyhodnéj$i nabidkou je ta, ktera ziska nejvyssi celkovy pocet bod(.
Pfedmétem hodnoceni v ramci dil€ich hodnoticich kritériich jsou nasledujici Udaje:

Ad A.) V ramci dil€iho hodnoticiho kritéria A. Nabidkova cena v K& bez DPH bude hodnocena celkova vySe
nabidkové ceny za celé plnéni pfedmétu této ¢asti verejné zakazky v K¢ bez DPH.
Nizsi nabidkova cena je pro zadavatele vyhodné;si.

Ad B.) Vramci diléiho hodnoticiho kritéria B. Systém mize pouzivat jen jeden scanner, ktery pokryva
vSechny aplikace, bude zadavatel hodnotit ANO/NE, v pfipadé ANO pfifadi maximalni poget bodd,
v pfipadé NE 0 bodu.

Jeden scanner, ktery pokryva vSechny aplikace, je pro zadavatele vyhodnéjsi.
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Ad C.) Vramci diléiho hodnoticiho kritéria C. Souasti systému je ochranny poklop umozriujici praci
v kontrolované atmosféfe (se senzorem vihkosti a teploty v méficim prostoru), s moznosti pinéni inertnim
plynem a s moznosti Eerpani pro méfeni ve vakuu, bude zadavatel hodnotit ANO/NE, v pfipadé ANO pfifadi
maximalni poCet bodd, v pfipadé NE 0 bodu.

Ochranny poklop uvedenych vlastnosti jako soucast systému je pro zadavatele vyhodné;si.

Ad D.) Vramci dil¢iho hodnoticiho kritéria D. Systém poskytuje vétSi rozsah skenovani ve sméru Z nez 9
mikrometrl, bude hodnocen Udaj rozsahu skenovani v ose Z vétsi nez 9 pym.
Vétsi rozsah skenovani nez 9 pm v ose Z je pro zadavatele vyhodnéjsi.

Ad E.) V ramci dil¢iho hodnoticiho kritéria E. Souasti systému je nanolitografie véetné ovladaciho softwaru,
bude zadavatel hodnotit ANO/NE, v pfipadé ANO pfifadi maximalni pocet bodu, v pfipadé NE 0 bodu.
Nanolitografie véetné ovladaciho softwaru jako soucast systému je pro zadavatele vyhodnéjsi.

Ad F.) Vramci dil¢iho hodnoticiho kritéria F. Opticky systém poskytuje lepsi rozliseni nez 2 mikrometry,
bude hodnocen udaj rozliSeni optického systému mensi nez 2 um.
Lepsi rozliseni optického systému nez 2 pm je pro zadavatele vyhodnéjsi.

Ad G.) Vramci diléiho hodnoticiho kritéria G. Rozsah motorizovaného XY stole¢ku pro umisténi vzorku,
lepsi neZ 5x5mm?2, bude hodnocen Udaj rozsahu motorizovaného XY stoleCku pro umisténi vzorku vétsi nez
25 mm2,

Vétsi rozsah motorizovaného XY stolecku pro umisténi vzorku je pro zadavatele vyhodnéjsi.

Ad H.) Vramci diléiho hodnoticiho kritéria H. Pfesnost posuvu stolku lep$i nez 5 mikrometrd, bude
hodnocen Udaj pfesnost posuvu stolku mensi nez 5 um.
Vétsi presnost posuvu stolku je pro zadavatele vyhodné;si.

Ad 1.) Vramci diléiho hodnoticiho kritéria |. MoZnost vakuového pfisati vzork(, bude zadavatel hodnotit
ANOINE, v pfipadé ANO pfifadi maximalni poget bod(, v pfipadé NE 0 bodu.
Moznost vakuového prisati vzorkl je pro zadavatele vyhodné;si.

Ad J.) Vramci diléiho hodnoticiho kritéria J. K ovladacimu a vyhodnocovacimu softwaru je dodana i
knihovna predprogramovanych experiment(, bude zadavatel hodnotit ANO/NE, v pfipadé ANO pfifadi
maximalini po€et bodd, v pfipadé NE 0 bodu.

Dodani knihovny predprogramovanych experiment je pro zadavatele vyhodnéjsi.

Ad K.) V ramci diléiho hodnoticiho kritéria K. Systém poskytuje moznost méfeni vzorkl v kapaling, bude
zadavatel hodnotit ANO/NE, v pfipadé ANO pfifadi maximalni poCet bod, v pfipadé NE 0 bod0.
Systém umoznujici méreni vzorku v kapaliné je pro zadavatele vyhodné;si.
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Tabulka hodnoticich kritérii
Méfici technika
dodavatel SPECION, s.r.0.|RMI, s.r.o0. Brukers.r. 0. Moravas.r. o.
minimalni technickad specifikace spliiuje spliiuje spliiuje spliuje
DiLEi HODNOTICI KRITERIA vaha
3975000,00 K&| 3748 222,00 KEl 4708 345,00 K| 4 192 345,20 K¢
A. nabidkova cena 70% body 66,01 70,00 55,73 62,58
B. Systém muzZe pouZivat jen jeden
scanner, ktery pokryva viechny
aplikace 7% body 7 7 7 7|
C. Soucasti systému je ochranny
poklop umozriujici praci
v kontrolované atmosféfe (se
senzorem vlhkosti a teploty v méficim
prostoru), s moznosti plnéniinertnim
plynem a's mozZnosti Cerpani pro
mérenive vaku
4% body 0 4 0 0
D. Systém poskytuje vétsirozsah body 4,00 3,20 2,67 2,67|
skenovanive sméruZnez 9 um 4% hodnota 15 12 10 10
E. Soucasti systému je nanolitografie
vcetné ovladaciho softwaru 3% hodnota 3 3 3
F. Opticky systém poskytuje lepsi body 0 1,25 1,25
rozlieninez 2 um 2% hodnota - 1,6 1,6
G. Rozsah motorizovaného XY body 0,04 0,00 2,00 2,00
stolecku pro umisténivzorku, lepsi
nez 5x5mm?2 2% hodnota 400 22500 22500
H. Pfesnost posuvu stolku leps$inez 5 body 2 2 2 2
pm 2% hodnota 2 2 2 2
I. MoZnost vakuového pfisati vzorkt 2% body 2 0 2 2
J. K ovladacimu a vyhodnocovacimu
softwaru je dodana
i knihovna predprogramovanych
experiment(
2% body 2 2 2 2
K. Systém poskytuje moznost méreni
vzork( v kapaliné 2% body 2 2 2 2
CELKEM 88,04 95,20 79,64 86,50

Na zékladé hodnoticiho kritéria ekonomické vyhodnosti nabidky ceny bylo dle vySe uvedeného bodového
hodnoceni hodnotici komisi stanoveno nasledujici pofadi uchazeél o vefejnou zakazku:

Poradi
or? ! Obchodni firma/nézevi/jméno, pfijmeni L .
nabide . Celkovy pocet bodu
‘ dodavatele/zajemce
1. RMI, s.r.o. 95,20
2. SPECION, s.r.o. 88,04
3. Méfrici technika Morava s. r. o. 86,50
4. Brukers.r. o. 79,64

Nabidka uchazeCe RMI, s.r.o. je nabidkou s nejvy3sim poctem bodi dle hodnoticiho kritéria ekonomicke
vyhodnosti nabidky popsaného v ustanoveni ¢lanku 12 zadavaci dokumentace. Clenové hodnotici komise
doporudili zadavateli uzavfit smlouvu s timto uchazeCem, protoze nabidka spinila vSechny pozadavky
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uvedené zadavatelem v zadavacich podminkach a dle bodového vysledku se jednd o ekonomicky
nejvyhodnéjsi nabidku.

7. ldentifikaéni udaje vyloucenych zajemcu €i uchazeci a odivodnéni jejich vylouceni:

Hodnotici komise pfi pfezkumu nabidky uchazeée Multi-Invent s.r.0. v ramci posouzeni prokazani spinéni
kvalifikaénich pfedpokladi uchazede zjistila, ze uchaze¢ ve své nabidce predloZil ProhlaSeni uchazece
k prokazani zakladnich kvalifikanich pfedpokladu, kterym prokézal spinéni kvalifikace dle § 53 odst. 1
pism. c¢), d), ), g), i), j), k) zakona. Nedolozil vak vypisy z evidence Rejstfiku trestu fyzickych a pravnickych
osob, potvrzeni finanéniho Gfadu a potvrzeni prislugné jednotky Ceské spravy socidlniho zabezpedeni.
V nabidce nebyl doloZen ani vypis z obchodniho rejstfiku a doklad o opravnéni k podnikani.

Hodnotici komise v souladu s ustanovenim § 59 odst. 4 zakona pozadala, aby uchaze¢ Multi-Invent s.r.o.
pfedlozil dalsi informace ¢&i doklady prokazujici spinéni kvalifikace.

Ve stanovené Ih(té uchaze€ predlozil poZadované dokumenty, které vSak neprokazovaly spinéni kvalifikace
alespoil k poslednimu dni Ihity pro podani nabidek. VSechny pfedloZzené dokumenty prokazuji spinéni
kvalifikace az k datu po uplynuti Ihdty pro podani nabidek, tj. po 29. 10. 2013. Podle § 53 zakona je vSak
v otevieném fizeni dodavatel povinen prokazat spinéni kvalifikace ve Ih(té pro podani nabidek (viz rovnéz
¢l. 3 bod 10 kvalifikaéni dokumentace).

Na zakladé vySe uvedeného dospéla hodnotici komise k jednomysinému zavéru, Ze uchaze¢ nesplnil
kvalifikaci zadavatele v pozadovaném rozsahu a nabidku vyradila.

8. Datum podpis smlouvy: 3. 1. 2014 Digitalné podepsal Jaromir

Leichmann
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